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前  言

  GB/T33779《光纤特性测试导则》预计分为以下几个部分:
———第1部分:衰减均匀性;
———第2部分:OTDR后向散射曲线解析;
———第3部分:有效面积(Aeff)。
……
本部分为GB/T33779的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC/TR62316:2007《OTDR后向散射曲线的解析导则》。
本部分与IEC/TR62316:2007相比在结构上有调整,附录A中列出了本部分与IEC/TR62316:

2007的章条编号对照一览表。
本部分与IEC/TR62316:2007相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空

白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部(通信)归口。
本部分起草单位:武汉烽火科技集团有限公司、长飞光纤光缆有限公司、深圳市特发信息股份有限

公司、湖北凯乐科技股份有限公司、江苏南方通信科技有限公司。
本部分主要起草人:史惠萍、陈浩、李靖、张伟民、张拥军、黄正欧。
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光纤特性测试导则
第2部分:OTDR后向散射曲线解析

1 范围

GB/T33779的本部分规定了光时域反射仪(OTDR)后向散射曲线的解析导则。
本部分适用于对独立的和嵌入到设备内的OTDR测量的光纤衰减曲线的解析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15972.40—2008 光纤试验方法规范 第40部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序———衰减(IEC60793-1-40:2001,MOD)

IEC61746(所有部分) 光时域反射计(OTDR)的校准[Calibrationofopticaltime-domainreflec-
tometers(OTDR)]

3 后向散射现象

3.1 瑞利散射

光纤材料密度发生波动使折射率不均匀就会产生瑞利后向散射。由于光纤是由二氧化硅组成,因
此其密度的波动通常是在生产过程中产生。

3.2 菲涅尔反射和盲区

当一束光线以一定角度入射到两种不同折射率介质间的界面上时,一部分光线被折射进第二种介

质里面,一部分被反射回第一种介质中,这便是菲涅尔反射。菲涅尔反射有时可以达到很高的值。菲涅

尔反射既与两种介质的折射率差相关,也与界面本身相关,如界面的粗糙度、入射角度和界面缺陷。有

时可以检测到非常强烈的菲涅尔反射,甚至能使接收器达到饱和,即表现为对时间信号的平坦响应。
当一段光纤的后向散射信号比饱和的反射信号低时,这段光纤的后向散射信号不能被检测到或者

在OTDR曲线上无法反映出来,这部分OTDR测试曲线就被定义为盲区。通常测试时在OTDR输出

端和被测光纤之间可连接一段短段的过渡光纤以减少盲区的影响。

4 OTDR的测量

4.1 通则

一根光纤的后向散射的强度可通过OTDR来测量,其原理是从测试端向光纤末端发送光脉冲时,

OTDR测量从光纤沿途后向散射回到始端的光功率。在OTDR曲线中,距离和时间符合式(1)的关系:

z
t =

c
ng(λ)

…………………………(1)
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